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Reflektometr Optyczny AQ7275

Rozdzielczo$¢ prébkowania 5,10, 20, 50cm, 1, 2, 4, 8, 16, 32m
Rozdzielczo$¢ odczytu 1cm (Min.)

llo$¢ pobieranych probek do 50 000 punktéw
Grupowy Wspétczynnik Zatamania 1.30000 do 1,79999 (krok 0,00001)
Jednostki odlegtosci Km, kf lub mile

Doktadnos¢ pomiaru odlegtosci Suma nastepujacych bteddw:
Btad potozenia punktu startu: +1m
Btad skali: zakres pomiarowy x 2 x 105

Btad prébkowania: +1 rozdzielczosci probkowania

Skala osi pionowe;j

Rozdzielczo$¢ odczytu

Doktadno$¢ pomiaru tumienno$ci*

*Gdy mierzona ttumienno$¢ wynosi 1dB lub mniej, to doktadnos$¢é miesci sie w £0,05dB

Pomiar odlegfosci Wyswietla do 8 cyfr dia relacji (w jednym kierunku) pomiedzy
dwoma punktami na linii dowolnie wybranymi przez uzytkownika.
Wyswietla trumiennos¢ (w jednym kierunku) z krokiem 0,001dB do
maksimum 5 cyfr. Wy$wietla ttumienno$¢, tumienie na jednostke
odlegtosci (np.: dB/km), ttumienie zdarzenia pomiedzy dwoma
punktami na linii dowolnie wybranymi przez uzytkownika.

Mierzy reflektancje zdazen oraz IOR catosci linii lub pomiedzy
dwoma punktami na linii dowolnie wybranymi przez uzytkownika.

Pomiar ttumienia

Pomiar reflektancji

Funkcje analityczne  Analiza wielo-wykresowa, analiza dwukierunkowa (z generacjg
tabeli zdarzen z modutami ttumiennosci), analiza réznic -
wyszukiwanie zmian w linii, analiza sekcyjna, analiza sekcji z
rozbiegdwka i/lub odbiegdwka, lokalizacja zagie¢ (z uzyciem fali
1625nm)

Pamie¢ wewnetrzna ~ Minimalna pojemno$¢ to 1000 reflektograméw lub wiecej, moze
przechowywag reflektogramy oraz warunki pomiarowe.

Pamie¢ zewnetrzna  Pojemnosé ograniczona pojemnoscig dotaczonej pamieci
zewnetrznej typu USB. Mozna zapisywac i odczytywaé wyniki
pomiaréw bezposrednio na/z pamieci USB

Ekran Kolorowa matryca TFT LCD o przekatnej 8,4 cala
Rozdzielczo$¢* 640 (poziom) x 480 (pion) pikseli

* Ekran LCD moze zawiera¢ pewng liczbe pikseli ktdre zawsze sg wiaczone lub wytaczone
(0,002% lub mniej sposréd wszystkich pikseli wraz z RGB).

USB Po jednym USB1.1 Typu A i Typu B
Typ A: Port pamigci zewnetrznej

Typ B: Do podtaczania do komputera PC w celu transmisji danych
(transmisja w obu kierunkach) lub w celu zdalnej kontroli
reflektometru.

Formaty plikéw Odczyt: SOR, TRD, TRB, SET (AQ7270/75)
Zapis: SOR (Telcordia®), SET, CSV, BMP, JPG, PNG
*Telcordia — format wspdiny dla wszystkich producentéw reflektometrow

Warunki pracy Temperatura od 0 do 45°C (0 do 35°C podczas fadowania
akumulatora), wilgotno$¢ do 85% RH (bez kondensacji)

Temperatura sktadowania ~ -20 do +60°C

Bateria Czas pracy 6 godzin, 18 godzin z akumulatorem o duzej
pojemnosci 1, czas fadowania 5 godzin 2

Zasilanie 100 do 240V AC, 50 do 60Hz

Pobér mocy Max 70W (w czasie fadowania akumulatora i drukowania)

Wymiary (Sz) 287 x (WYS) 197 x Gt) 85mm (bez opcji)

Standardy bezpieczenstwa  Klasa 1M (IEC60825-1:1993 + A2:2001)

laseréw 21CFR1040.10 4

Standardy bezpieczeristwa  EN61010-1

Standardy emisji EN61326-1 Klasa A
EN55011 Klasa A Grupa 1

Odpornosé EN61326-1 Tabela 2

*1 pomiar o diugotrwatosci 30 sekund wykonany co 10 minut, bez opcji dodatkowych,
w trybie oszczednodci energii (automatyczne wytaczanie ekranu po 1min od uzycia).
*2 Temperatura otoczenia 23°C, wytaczony.
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Reflektometr Optyczny AQ7275

Model 735031 1 735032 735033 735034 735035
Dtugosc fali 18 1650 +5nm™, £10nm™ 1310/1550 +25nm 1310/1550 +25nm 1310/1550 +25nm 1310/140/1550 +25nm
Aplikacje SM (ITU-T G.652)
Nastawy zasiegu 500m, 1km, 2km, 5km, 10km, 20km, 50km, 100km, 200km, 300km, 400km
Impulsy pomiarowe 3 3ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1us, 2us, 5us, 10us, 20us
Dynamika 30dB™ | 34/32dB™ 40/38d8™ 43/41dB™, 45/43d8 (typ) | 43/30/32dB™
Strefa martwa zdarzeniowa ‘1° 0,8m™
Strefa martwa tumieniowa 0 12m typ)® | 7/8m (typ)"® | 7/8/8m (typ)"®
Model 735036 1 735037 ‘1 735038 735041
e 1310/1550/1625 1310/1550 +25nm 1310/1550/1625
13
Dtugosc fali +250m 1650 £5nm’™, +10nm"2 +25nm 1310/1550 +25nm 850/1300 +30nm
Aplikacje SM (ITU-T G.652) GI (62,5/125um, 50/125um)
. 500m, 1km, 2km, 5km, 10km,
Nastawy zasiegu 500m, 1km, 2km, 5km, 10km, 20km, 50km, 100km, 200km, 300km, 400km 20km, 50km, 100km
. . 3ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns
3 ’ ’ ’ ’ 7
Impulsy pomiarowe 3ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1us, 2us, 5us, 10us, 20us 200ns, 500ns, 1415, 245, 5us™?
) v v 4 *4 21,5/23dB (50/125um)
Dynamika 40/38/33dB 40/38/30dB 40/38/36dB 40/38dB 22,5/24dB (62,5/125um)*8
Strefa martwa zdarzeniowa'1 0,8m™ im
Strefa martwa ttumieniowa° 12m (typ)™® | 7/8m (typ)™® 6/10m™?

*1 W punkcie —20dB od wartosci szczytowej impulsu wyjsciowego (mierzone po 30 min, lub pdzniej, po wigczeniu instrumentu w temperaturze otoczenia wynoszacej 23°C)
*2 W punkcie —-60dB od wartosci szczytowej impulsu wyjSciowego (mierzone po 30 min, lub pdzniej, po wigczeniu instrumentu w temperaturze otoczenia wynoszacej 23°C)
*3 Dtugo$¢ impulsu pomiarowego nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem dtugosci mierzonej linii (w trybie Auto dobdr nastepuje automatycznie)

*4 SNR=1, dtugos¢ impulsu 20us, dystans 200km, rozdzielczo$¢ prébkowania 8m, czas pomiaru 3min. Wbudowana rozbiegéwka i adapter katowy obnizajg dynamike o 0,5dB
*5 Dtugo$¢ impulsu 3ns, reflektancja 45dB lub wigksza, w punkcie 1,5dB ponizej wartosci szczytowej (bez nasycenia)

*6 Dtugo$¢ impulsu 10ns, reflektancja 45dB lub wigksza, w punkcie w ktérym poziom sygnatu zwrotnego osiggnie warto$é £0,5dB wartosci normalinej

*7 Dtugo$¢ impulsu 2 lub 5us gdy fala mierzona to 1300nm

*8 SNR=1 przy impulsie 500ns (850nm) i 1us (1300nm), rozdzielczo$¢ probkowania 8m, czas pomiaru 3min.

*9 Dtugo$¢ impulsu 3ns, reflektancja 40dB lub wieksza, w punkcie 1,5dB ponizej wartosci szczytowej (bez nasycenia)

*10 Przy wspdtczynniku zatamania (IOR) wynoszacym 1,5

*11 Moc wyjsciowa impulsu dla 1625nm oraz dla 1650nm, 15dBm lub mniej, wbudowany filtr odcinajgcy fale 1310/1550nm

*12 Dtugosé impulsu 10ns, reflektancja 40dB lub wigksza, w punkcie w kidrym poziom sygnatu zwrotnego osiggnie warto$¢ +0,5dB wartosci normalnej

*13 Diugosé impuslu 1us

UWAGA: jesli nie podano inaczej, powyzsze parametry odnoszg sie do testéw wykonanych w temperaturze 23°C £ 2°C

Port optyczny Wspdtdzielony z reflektometrem (ten sam port) Metoda druku Drukarka termiczna (line-dot)
Fale pomiarowe Zgodne z falami SM reflektometru Gestos¢ druku 576 kropek na linie
Poziom sygnatu wyjéciowego -5 dBm lub wigcej (przy 23°C + 2°C) Szerokos¢ papieru 80mm
(Sptfzt;lgtoajgj temperaturze przez 5 min.) +0,1dB (£0,15 dB dia 1650nm) Warunki pracy (otoczenia) -\g\fiIrgggggérgdofood%oB?’/oCRH (bez kondensacji)
Modulacja CW (fala ciagta), 270 Hz Funkcja LAN 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) x1
Port optyczny Wydzielony port (nie wspétdzielony) Wiékno Swiattowodowe Drukarka termiczna (line-dot)
Dtugosé fali 650nm £20nm Dtugo$¢ rozbiegdwki Okoto 100m
Poziom sygnatu wyjsciowego Warto$¢ szczytowa -3 dBm lub wiecej
Modulacja 2Hz
Standard bezpieczenstwa laseréw Class 3R
Port optyczny Wspétdzielony z reflektometrem (ten sam port)
Kalibrowane fale 1310. 1490, 1550, 1625, 1650 nm
Zakres pomiarowy ! -50 do -5 dBm
Doktadno$¢ pomiaru "2 +0,5dB

*1 $wiatto ciggte (CW), max. poziom wejsciowy 0dBm (1 mW)
*2 $wiatto ciggte (CW), fala 1310nm, -10dBm na wejéciu, temp. 23°C £ 2°C
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Reflektometr Optyczny AQ7275

Reflektometr AQ7275 Nazwa Model Specyfikacja
= - Miekka torba transportowa 739860
— Do{st/epnosc opcj! Akumulator standardowy 739880
Model | o stabili- | zrédio rozbie- | pasek Uwagi Akumulator o duzej pojemnosci | 739881 Z pokrowcem i kablem przytaczeniowym
miernik zowane SY‘é"“,”"ll &mr‘ gowka | na g Adapter uniwersalny (SC) SU2005A-5CC__| Adapter SC
mocy. | zro H° widziar- wewn. | ramig Adapter uniwersalny (FC) SU2005A-FCC__ | Adapter FC
Swialla | -nego Toor SNT1650 Rolka papieru do drukarki A9010ZP 80mm x 25m
735031 | - R R Y v N | -port, SMTesBnm, - Pasek na ramig B8070CY
filtr do pomiaru aktywnych linii 739870 standard UL/CSA
735032 | 3 \ N N J | 1-port, SM1310/1550nm
739870-F standard VDE (stosowany w Polsce)
1-port, SM1310/1550nm, 739870-R standard AS
735033 v v v v N N Wysoka Dynamika Adapter AC 739870-Q standard BS/Singapur
1-port, SM1310/1550nm, 739870-H standard GB (zgodny z CCC)
735034 v N N v N N Bardzo Wysoka Dynamika 739870-P standard koreariski
735035 N J J N J J 1-port, SM1310/1490/1550nm,
2-porty, SM1310/1550/1625nm,
735036 | v v v v filtr do pomiaru aktywnych linii
i 2-porty, SM1310/1550/1650nm,
735087 | v v v v filtr do pomiaru aktywnych linii
735038 J N N N N N 1-port, SM1310/1550/1625nm,
2-porty, MM850/1300nm
* * - -
735041 | v v N SM1310/1550nm,
* - nie dotyczy MM
v - oznacza dostepnos¢ opcii
. . Zewnetrzny akumulator o bardzo duzej pojemnosci, z pokrowcem
Przyktad opisu modelu i wybranych opcii: mocowanym z boku reflektometru i kablem przytgczeniowym. Akumulator
(reflektometr Yokogawa AQ7275 model 1310/1500nm o wysokiej dynamice, taduje sie przy uzyciu adaptera AC znajdujgcego sie na wyposazeniu
z uniwersalnym adapterem SC, interfejs w jez. europejskich, w tym polskim reflektometru. Mozlno jegnoczesnie tadowac¢ oba ok.umulofory (wewnetrzny i
i angielskim, z kablem do gniazd 230V stosowanych w Polsce, z miernikiem zewnetrzny) przy uzyciu jednego standardowego zasilacza reflektometru.

mocy optycznej, stabilizowanym zrédtem $wiatta, zrédtem Swiatta widzialnego -
tak zwany wizualny lokalizator uszkodzen, oraz z paskiem na ramig).

AQ7275 model -USC-HE-F-/PISLSIVLES

Model Kod opciji Specyfikacja
735070 Oprogramowanie emulacyjne AQ7932
Opis Kod opciji -EN Oprogramowanie w wersji anglojezycznej

adapter staty typu SC -SCC -PL Wersja angielska z mozliwo$cig zmiany jezyka na polski
adapter staty typu FC -FCC
bez adaptera uniwersalnego -NON
adapter uniwersalny typu SC -UsC
adapter uniwersalny typu FC -UFC
adapter typu ASC (ztacze katowe) -ASC
polski / angielski i inne europejskie -HE

jezyk chiriski / angielski -HC
interfejsu | koreariski / angielski -HK
rosyjski / angielski -HR
standard UL/CSA
standard VDE (stosowany w Polsce)
standard AS
standard BS/Singapur
standard GB (zgodny z CCC)
standard korearski
miernik mocy optycznej /PM
stabilizowane Zrédto $wiatta /SLS
Zrédto $wiatta widzialnego (czerwone) /VFL
whudowana drukarka termiczna /PL
Whbudowana rozbiegéwka SM 100m /DF
pasek na ramie /SB

typ adaptera
portu
reflektometru

typ zlgcza
kabla
sieciowego

| X|O|3|N|S

Opcje

Standardowe akcesoria:
kabel sieciowy, adapter AC, akumulator, pasek na dton, instrukcja obstugi (na CD)
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